
is)  £ / ) ) )   European  Patent  Office  0   Veröffentlichungsnummer:  0  1  2 3   8 6 0  

% S ^ ^ '   Office  europeen  des  brevets  A 3  

©  EUROPÄISCHE  P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  84102967.1  ©  !nt.  Cl.4:  H  Ol  J  4 9 / 0 2  

©  Anmeldetag:  17.03.84 

Europaisches  Pa ten tamt  

European  Patent  Office  ©  Veröffentlichungsnummer: 
Office  europeen  des  brevets 

<  

O  
(0  
00 

CO 
CM 

3o)  Prioritat:  26.03.83  DE  3311195  ©  Anmelder:  Kemforschungsanlage  Julich  Gesellschaft 
mit  beschrankter  Haftung 
Postfach  1913 

©  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung  :  D-5170  Julich  KDE) 
07.11.84  Patentblatt  84/45 

©  Erfinder:  Franchy,  Rene,  Dr. 
©  Veroffentlichungstag  des  spater  Franziskusstrasse  2 

verSffentlichtenRecherchenberichts:  15.01.86  D-5170  Julich(DE) 

©  Benannte  Vertragsstaaten:  ©Erfinder:  Ibach,  Harald,  Prof.  Dr. 
CH  DE  FR  GB  IT  U  Kalkbergstrasse  167 

D-5100  Aachen-Verlautenheide(DE) 

©  Erfinder:  Bruchmann,  Heinz-Dieter 
Burgstrasse  36 
D-5173  Aldenhoven-Durboslar(DE) 

©  Elektronenenergie-Analysator  mit  Vielkanaldetektor. 

©  Bei  einem  Elektronenenergie-Analysator,  bei  dem  die 
über  einen  Eingangsspalt  in  das  energiedispereive  System 
gelangenden  Elektronen  am  Ausgang  desselben  mit  einem 
mit  Kanalplatten  arbeitenden  Vielkanaldetektor  simultan 
analysiert  werden,  wird  der  Störpegel  durch  ein  Spalt/ 
Gitter-System  am  Ausgang  des  Analysators  herabgesetzt. 
Dieses  umfaßt  ein  auf  das  Potential  des  Eingangsspalts  zu 
bringendes,  möglichst  feinmaschiges  Gitter  (3)  am  Ausgang 
des  Analysators,  das  in  möglichst  geringem  Abstand  von  der 
oder  den  Kanalplatte(n)  (4)  angeordnet  ist  sowie  eine 
ausblendende  Gittermaske,  deren  Ausblendung  der  Strahldi- 
mension  und  dem  Abstand  der  Elektroden  (2)  im  Analysator 
entspricht.  Das  Gitter  wird  auf  ein  ausreichendes  Potential 
zum  Absaugen  von  an  der  Kanalplattenfläche  entstehenden 
Streuelektronen  gebracht.  Vorzugsweise  wird  bei  einem 
Detektor  mit  Widerstandsplatte  (6)  am  Ausgang  der  Kanal- 
platte  (n)  (4)  eine  Spalt-Maske  (5)  zwischen  Widerstandsplat- 
te  und  Kanalplattetn)  vorgesehen,  deren  Spaltfläche  der 
freien  Fläche  der  Gitter-Maske  entspricht  (Figure  1). 
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